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FICHE DE POSTE
	Fonctions : Technicien(ne) en microscopies AFM et électronique

	
Métier ou emploi type* : Technicien(ne) en caractérisation des matériaux - B4C42
* REME, REFERENS, BIBLIOPHILE


	Fiche descriptive du poste 

	
Catégorie : BIATSS
Corps : T
BAP : B
Réf. UPSud du poste :  

	Affectation

	
Administrative : UMR 8182 ICMMO (Institut de Chimie Moléculaire et des Matériaux d’Orsay)
UFR des Sciences d’Orsay - UPSaclay


Géographique : 91 ORSAY


	Missions

	
Mission :
Le-a Technicien-ne aura une double mission au sein du Pôle Microscopies et  Analyses de Surfaces (MAS) de la Plateforme Instrumentale de l’Unité :
- Réaliser des analyses par microscopie à force atomique (AFM) pour les membres de l’Unité en tant que responsable du microscope AFM. 
- Préparer et réaliser des analyses par microscopie électronique (ME) en appui au responsable du pôle.
- Pourrait être amené à intervenir pour d'autres services de la plateforme.

Activités principales : 
Préparer les échantillons à caractériser, effectuer divers types de traitement pour les analyses par microscopies.
Effectuer des observations et analyses courantes mettant en œuvre les techniques AFM et ME. 
Soutien aux chercheurs pour la caractérisation par AFM de leurs échantillons.
Répondre aux besoins des utilisateurs.
Former les utilisateurs à la conduite d’expériences courantes en AFM, principalement. 
Tenir des cahiers d’expériences.
Effectuer des opérations courantes d’entretien et de maintenance des équipements ainsi que les dépannages de premier niveau.
Gérer un stock de fournitures et de produits et assurer le suivi des relations avec les fournisseurs.
Appliquer les règles d’hygiène et sécurité correspondantes aux situations de travail.
Se former pour s’adapter aux évolutions technologiques.


	
Conditions particulières d’exercice (Logement, Horaires spécifiques, NBI, PFI, etc) : 

Encadrement : NON		 Nb agents encadrés par catégorie : … A - … B - … C
Formation des utilisateurs AFM (stagiaires M2, doctorants, post-doctorants)
Conduite de projet : NON 


	Compétences*

	
Connaissance, savoir :
Connaissance générale en sciences physiques et en chimie.
Connaissance générale des techniques de caractérisation des matériaux. 
Connaissances éventuelles en AFM et EFM (Electric Force Microscopy).
Connaissances éventuelles en ME.
Connaissance générale en techniques de préparation d’échantillons.
Notions de base de qualité de la mesure.
Réglementation en matière d’hygiène et sécurité liée aux produits et aux appareillages utilisés.
Langue anglaise A2 à B1.


	
Savoir-faire :
Utiliser les techniques courantes de préparation d’échantillons.
Connaitre ou pouvoir se former au fonctionnement et à l’entretien des appareils utilisés.
Prévoir les besoins en produits et matériels.
Appliquer les règles d’hygiène et sécurité.
Evaluer les risques professionnels.


	
Savoir-être : 
Sens de l’organisation.
Réactivité.


	
Merci d’adresser  lettre de motivation et CV par courriel à :
Véronique Pouliquen-Vial : veronique.pouliquen-vial@universite-paris-saclay.fr
François Brisset : francois.brisset@universite-paris-saclay.fr
Anne Bleuzen : anne.bleuzen@universite-paris-saclay.fr



				

* Conformément à l’annexe de l’arrêté du 18 mars 2013 (NOR : MENH1305559A) - * REME, REFERENS, BIBLIOPHILE




Annexe R1 : fiche de poste 		
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